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摘要(译)

本发明涉及一种用于识别龋齿，牙菌斑，结石或细菌侵袭的方法和装
置，其中借助于光源产生辐射。所述辐射指向待检查的牙齿并在所述牙
齿中引起反射辐射。用检测装置检测反射辐射，然后进行评估。辐射有
利地以两个或更多个光谱范围进行，其中所测量的两个光谱范围的反射
强度作为表明存在龋齿，斑块，结石或细菌侵袭的特征值相关。这也可
以通过评估荧光辐射来支持。
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